Cevre ve Sehircilik Bakanligindan:

SUREKLI EMiSYON OLCUM SiSTEMLERI TEBLIiGI

BIiRINCi BOLUM
Amac, Kapsam, Dayanak, Tanimlar, Ilkeler

Amacg

MADDE 1- (1) Bu Tebligin maksadi; stirekli emisyon 6l¢lim sistemlerinin kurulmasi,
isletilmesi ve kalite giivence sisteminin olusturulmasi ile ilgili uyulmasi gereken usul ve
esaslart diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Teblig, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanununa
dayanilarak cikarilan yonetmelikler ve Mahalli Cevre Kurulu kararlarina gore siirekli emisyon
Ol¢iim cihazi kurulmasi zorunlu olan tesislerde tabi olunacak hukuki ve teknik sorumluluklari
kapsar.

Dayanak

MADDE 3 — (1) Bu Teblig, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayili Resmi Gazetede
yayimlanarak yiiriirliige giren Cevre Kanununca Alinmas1 Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda
Yonetmelik, 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yiiriirlige giren
Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligi, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayili
Atiklarin Yakilmasma liskin Y&netmelik ve 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayili Resmi Gazetede
yayimlanarak yiriirliige giren Biyiik Yakma Tesisleri Yonetmeligine dayanilarak
hazirlanmstir.

Tanimlar

MADDE 4 — (1) Bu Tebligin uygulanmasinda;

a) Bakanlik: Cevre ve Sehircilik Bakanligini,

b) Birinci Seviye Kalite Giivence Sistemi (KGS1):Siirekli emisyon o6lgiim
cihazlarinin performans kriterleri ve test yontemlerinin TS EN 15267-3 standardina, belirsizlik
hesaplarinin ise TS EN ISO 14956 standardina gdre hesaplanmasinin saglandigr TS EN 14181
standardinda yer alan QAL1 yontemini,

c) CUSUM testi: Kayma miktarinin ve degisimin KGS1 siiresinde elde edilen
belirsizlik bilesenleri ile karsilastirildigr hesaplama yontemini,

¢) Degiskenlik: SRM ile SEOS arasinda yapilan karsilagtirmali 6l¢iimlerden elde edilen
farkliliklarin standart sapmasini,

d) Ekstraktif olmayan SEOS: Numune 6l¢iimiinii baca igerisinde yapan sistemi,

e) Ekstraktif SEOS:Numunenin baca igerisinde oOrneklenerek analizore tasindigi
sistemi,

f) Emisyon Limit Degeri (ELD): Ilgili mevzuatinda atmosfere salinimina miisaade
edilen en yiiksek kirletici konsantrasyonunu, )

g) Fizibilite Raporu: Bu Tebligin Ek 2’sinde yeralan SEOS’iin uygulanabilirlik
raporunu,



g) Ikinci seviye kalite giivence sistemi (KGS2): SEOS’iin uygun kurulumundan sonra
isletmeye alinmadan 6nce, SRM’lerle yapilan paralel dl¢timler sonucu kalibrasyon fonksiyonu
olusturma yontemini,

h) i§letme: SEOS kurulmasi gereken tesislerin biitiiniinii, )

1) Islevsellik testi: Kalibrasyon yapilmadan o6nce SEOS’iin  dogru kurulup
kurulmadiginin kontrol edilmesini,

i) Kalibrasyon: Olgiim cihazlarindan elde edilen verilerle, SRM’lerle olusturulan
verilerin karsilagtirilmasi islemini,

j) Kalibrasyon fonksiyonu: SRM ile SEOS’iin paralel okudugu degerlerden ortaya
c¢ikan dogrusal baglantiy,

k) Referans malzeme: Degeri bilinen, izlenebilir sertifikali malzemeyi,

I) Shewart Kontrol Cizelgesi:KGS1’den elde edilen kayma ve duyarlilik bileseni ile
belirsizligin birlestirildigi ve sahada elde edilen bilesik kayma ve duyarlilik ile Karsilastirilan
kontrol ¢izelgesini,

m) Sifir okuma: Sifir derisimde yapilan okumayi,

n) Span okuma: Referans malzeme ve/veya gazlarla yapilan okumayz,

0) Standart Referans Metot (SRM): Siirekli dl¢iimleri yapilan emisyonlarin, belirli
periyotlarla karsilastirma 6l¢iimlerinin yapildigi, referans olarak kabul edilen ve bu Tebligin
Ek-1’inde yer alan 6l¢iim metotlarini,

6) Siirekli Emisyon Ol¢iim Sistemi (SEOS):Emisyonlarm siirekli izlenmesi
maksadiyla kurulan 6l¢lim sistemini,

p) Tedarikci: SEOS’{in kurulumunu yapan firmayi,

r) Tesis: SEOS kurulmasi gereken her bir emisyon kaynagini,

s) Uciincii Seviye Kalite Giivence Sistemi (KGS3): SEOS’iin normal ¢aligma
kosullarinda sifir ve span Olgiimlerle yapilan fonksiyon kontrolleri sonucu KGS2’de
olusturulan kalibrasyon fonksiyonunun gecerliliginin kontrol edilmesini,

s) Yetkili laboratuvar: 05/09/2008 tarih ve 26988 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanarak yiiriirliige giren Cevre Olgiim ve Analiz Laboratuvarlart Yeterlik Yonetmeligi
hikkiimlerine uygun olarak bu Teblig’de  belirlenen sistemlerden ve TS EN 14181
standardindan yetki alan laboratuvarlari,

t) Yilhk Gecerlilik Testi (YGT):SEOS’iin yillik olarak SRM’lerle yapilan paralel
Ol¢iimler sonucu KGS2’de olusturulan kalibrasyon fonksiyonunun gecerli oldugunun
dogrulanmasini,
ifade eder.

Tlkeler

MADDE 5 — (1) Bu Teblig uygulanirken;

a) Tedarik¢i firma ile yetkili laboratuvar farkli 6zel veya tiizel kisilikler olmak
zorundadir,

b) KGS2 ve YGT olgiimleri SEOS bulunan isletmelerin kendi biinyelerinde kurulu
laboratuvarlarinda yapilamaz,

¢) SEOS’iin kurulumunu yapan tedarik¢i firma ile calisanlar1 ve/veya hissedarlarinin
ortak oldugu yetkili laboratuvar, ayni tesiste KGS2 ve YGT o6l¢timlerini yapamaz.



IKINCi BOLUM
Gorev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanhgin gorev ve yetkileri
MADDE 6 — (1) Bakanlik gerekli gordiigii takdirde;

a) KGS2, KGS3 ve YGT raporlarinin degerlendirilmesi sonucunda, emisyon teyit
Ol¢timii isteyebilir.

b) Bu Tebligin Ek 1’inde yer alan SRM’lerde degisiklik yapabilir, bu degisiklikleri bir
genelge ile bildirir.

¢) SEOS ile ilgili her tiirlii denetimi yapmaya ve idari yaptirrm uygulamaya yetkilidir.

¢) Baz1 isletmelerin fizibilite raporunu inceler, yerinde denetler ve uygunlugunu
onaylar.

Valiligin gorev ve yetkileri

MADDE 7 — (1) Valilik;

a) SEOS ile ilgili her tiirlii denetimi yapmaya ve idari yaptirim uygulamaya yetkilidir.

b) isletmenin fizibilite raporunu inceler, gerekli gérmesi halinde yerinde denetler.

c) Fizibilite raporunu en geg iki ay icerisinde degerlendirerek isletmeye olumlu veya
olumsuz cevap verir.

¢) Onaylanmus fizibilite raporu ve KGS2 raporlarini inceler ve Bakanliga sunar.

d) YGT raporlarini inceler ve Bakanliga sunar.

e) Gerekli gormesi durumunda emisyon teyit 6l¢timii ister.

Isletmenin yiikiimliiliikleri
MADDE 8 — (1) Isletme sahibi;

a) 13.Maddeye uygun olarak SEOS’ii secer,

b) SEOS’iin fizibilite galigmasi, kurulumu ve isletilmesiyle ilgili her tiirlii bilgi ve
belgeyi kayit altina alir.

¢) SEOS’iin kurulacag tesis igin, bu Tebligin Ek 2’sinde belirtilen formata uygun
olarak fizibilite raporunu hazirlar veya hazirlatir.

¢) Numune alma noktalarin1 agar, platformu kurar, is saglig1 ve gilivenligi sartlarinin
saglanmasina iligkin her tiirlii tedbiri alir.

d) SEOS ve ilgili diger ekipmanlarin kurulumunu yapar veya yaptirir.

e) KGS2 ve YGT yi Bakanlikga yetkilendirilmis laboratuarlara yaptirir.

f) Bu Tebligin yiikiimliiliiklerinin yerine getirilmesi i¢gin isletmede, SEOS’ten sorumlu
olmak iizere, liniversitelerin en az 4 yillik egitim veren miihendislik fakiilteleri ile fen
fakiiltelerinin fizik ve kimya boéliimlerinden mezun, personel bulundurur.

g) Ayda en az bir defa olmak tizere KGS3 dl¢timlerini yapar veya yaptirir Ve kayitlarini
tutar.

g) Fizibilite raporunun Valilik tarafindan onaylanmamasi durumunda, en fazla bir ay
igerisinde eksiklikleri tamamlar ve Valilige yeniden bagvurur.

h) Fizibilite raporu Valilik tarafindan onaylandiktan sonra sistemi kurar ve KGS2
6l¢timiinii yaptirir, sonug ve raporlarini en geg¢ dort ay icerisinde Valilige sunar.

1) YGT raporlarini en geg iKi ay icerisinde Valilige sunar.

1) Disaridan hizmet alimi yoluyla sagladigi tiim is ve islemlerden Bakanliga karsi

sorumludur.



J) Kurulan cihazlarda, 6lgtim araligini, ilgili prosese uygun seger.

YetkKili laboratuarin yiikiimliiliikleri
MADDE 9 — (1) Yetkili Laboratuar, islevsellik testi, KGS2 ve YGT 6l¢iimlerini yapar
ve raporlar1 hazirlar.

UCUNCU BOLUM
SEOS Kurulma Hazirhg

Calisma platformu

MADDE 10 — (1) Calisma platformunun;

a) SRM’ler kullanilarak yapilacak paralel Olgiimler ile cihaz bakiminin rahatlikla
gergeklestirilmesine imkan verecek sekilde, SEOS’e kolay ulasilabilir nitelikte olmas.

b) En az 5 m® olmak sartiyla genisligi, en az baca et kalinhg dahil baca yarigapindan
0,5 metre fazla olmasi,

c) Her bir cihazin yerlestirilecegi alaninin tasima yiikii en az 400 kg olacak sekilde
tasarlanmasi,

¢) Bacaya ¢ikilan merdivenleri igin gerekli tiim emniyet tedbirlerinin alinmasi,

d) Bacaya ¢ikan merdivenlerinin yeterli genislige sahip olmasi ve korkuluklarimin
bulunmasi; korkuluklarin en az 0,5 m yiikseklikte ve en az 0,25 m genislikte diisey taban
tahtalarina sahip olmasi, korkuluklarin giris deliklerine gére kullanilan cihazlardan uzak olacak
sekilde yerlestirilmesi, numune alma donaniminin takilip-¢ikarilmasini zorlagtiran engellerin
bulundurulmamast,

e) Merdiveninin basinda merdiveni kesen sokiilebilir zincir veya kendiliginden kapanan
kapilar1 bulunan korkuluklarin bulunmasi,

f) Ac¢ik havaya maruz kalacak elektrik prizlerinin, figlerinin ve donanimimin su
gecirmez Ozellikte olmasi,

g) Olgme yerinin yapay olarak aydilatilmas1 ve havalandiriimasi,

g) Elektrik, su, basing ayar1 yapilabilecek diizenekle donatilmis nemi alinmig ve filtre
edilmis sikistirilmis hava gibi ihtiyaglarla ilgili tedbirlerin alinmasi,

h) Gereken durumlarda donanimin kaldirilmasi ve indirilmesi igin yiik asansorlerinin
bulunmasi,

1) Agik havaya maruz kalmasi durumunda, personel ve donanim igin uygun koruma
tedbirlerinin alinmasi

zorunludur.

Ol¢iim diizlemi ve numune alma noktasi secimi

MADDE 11- (1) SEOS; élgiilen gaz bilesimini temsil edecek bir konuma miimkiin
oldugu kadar elverisli bir sekilde yerlestirilmelidir.

(2) SEOS’iin numune alma noktasi, akis yoniinde bir degisiklige sebep olabilecek fan,
dirsek, kismen kapali kapaklar ile kavislerin 6ncesi ve sonrasindan miimkiin oldugu kadar
uzaga yerlestirilir.

(3) Numune alma noktasi, baca tepesinden bes hidrolik ¢ap asagida ve homojen akigin
basladig1 yerin bes hidrolik ¢ap yukarisinda yeterince yliksek ve homojen gaz hizi olan bir
yerde segilir. Ancak baca ¢aplarinin Sekil 1°de tarif edilen numune alma hatt1 ve diizleminin
secimine imkan tanimayacak derecede genis olmas1 durumunda, numune alma hatt1 ve diizlemi
EPA Metot 1’e uygun olarak segilir.
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Sekil 1: Numune alma hatt1 ve diizlemi

(4) Numune alma diizlemi baca kanalinin diiz uzun kenarina dik olarak yerlestirilir.
(5) Numune alma diizlemine giivenli bir ¢alisma platformundan kolayca ulasilir olmasi

zorunludur.

(6) Sekil 2°de gosterildigi lizere, SRM’ler ile yapilacak paralel dlgiimler i¢in numune
alma noktalar1 miimkiin oldugu kadar yakina konulur; ancak numune alma noktasi, SEOS’iin
yeri ile hiz 6l¢iimiiniin yapildig: yer arasinda yukari veya asagi yonde i¢ hidrolik ¢aptan daha

fazla uzaga konulamaz.

1) Referans Metod

2) Ekstraktif olmayan 6l¢iim cihazi
N ] S . 3) Ekstraktif 6l¢iim cihazi
2 4) Hacimsel debi 6lgiimii
—————— F———— 1.
E N ‘é D: Hidrolik ¢ap
o 13

Sekil 2: Numune alma noktalari

(7) Karsilastirmali ve siirekli Olglimlerin birbirleri iizerinde yaratabilecegi her tiirlii

etkinin Oniine gegilir.

(8) SEOS ve SRM’ler ile yapilacak dlgiimlerde numune alma noktalar1 Sekil 3’te

verilen 6rnekteki gibi olur.



b)

A1 =00 AS H _________ —
AZ =807 b By

A3 = 457 :

Ad = BO® ag A - — —— — — b ——
AS = B5*
AE = 245°
AT = 260°
AB = 135°
A9 = 195"

Sekil 3: Numune alma noktalari i¢in 6rnek yerlesim plani

a) Ustten goriiniis b) Yandan goriiniis

A Olgiim hatt1, 8l¢iim plani

S Olciim Noktas1 S6  HCI, HF, Toplam Karbon, su buhar1 SEOS
S1 Referans Metod S7 Referans Metod

S2 Referans Metod S8  Hacimsel debi SEOS (Transmitter)

S3 Toz SEOS (opticalmetod) S8a Hacimsel debi SEOS (Receiver)

S3a  Toz SEOS (reflektor) S9  Sicaklik

S4 S0O,, NO, O, SEOS S9a Basing

S5 Referans Metod

Numune alma sistemi

MADDE 12— (1) Numune alma sistemi asagidaki 6zellikleri tasir:

a) Yatay bir boru i¢inde yiiksek hizlarda bile toz ¢okeltileri olusabileceginden ve toz
dagilimlar1 diizensiz olabileceginden tozun siirekli 6l¢iilmesi i¢in yatay borular yerine dikey
olanlar segilir.

b) Ekstraktif numune alma cihazlarinda tepki siirelerinin kisa olmasini saglamak
maksadiyla numune alma yolu miimkiin oldugunca kisa tutulur.

c) Korozyon, sinerjik etkiler, bilesenlerin reaksiyonlari, bozunmalar1 ve adsorpsiyonlari
numunenin yapisini etkileyebileceginden, malzeme ve 6lgiilen bilesen arasindaki etkilesimlerin
oniline gegmek maksadiyla emisyon 6l¢iim cihazinin tiim gaz iletim hatlar1 ve diger bilesenleri
uygun malzemeden yapilir.

¢) Numune alma boru ¢ap1 ve boyutu, cihazlara yeterli beslemeye imkan verecek akis
hizin1 saglamak zorundadir.

d) Ekstraktif numune alma isleminde gazlar cihaza tasinmadan Once, aerosoller,
parcacikli madde ve diger bozucu maddeler uzaklastirilmak zorundadir.



e) Ekstraktif numune alma isleminde, gazlar, problar, filtreler ve numune gazini
numune gazi sogutucusuna baglayan hat, Olcililen bilesenin yogunlagsma noktasi sicakliginin
tizerinde olacak sekilde isitilir. Isitmali hattin, 1sitict kontrol tnitesinin verileri siirekli
kaydedilir. Hattin 1sitmasinda ariza olmasi durumunda, sistem, numune almayi durduracak
sekilde tasarlanir.

f) Numunenin hatta kalma zamanini azaltmak i¢in gerekli tedbirler alinir.

g) Pompalar, sistemdeki borudan siirekli numune almak i¢in kullanilacak yapida olmak
zorundadir.

g) Pompa, korozyona direngli bir metalden yapilmis olmak zorundadir.

h) Pompa kapasitesi, analizorlere gerekli akislari, £%10 smuirlar1 iginde saglayacak
biiyiikliikte olmak zorundadir.

1) Stirekli hiz 6lgiimleri icin kullanilan pitot tlipiiniin sifir ayar1 yapilir ve pitot tiipii, gaz
akis yoniine gore 15°’1lik bir agiy1 asmayacak sekilde hizalanarak kurulur.

i) Siirekli hiz 6lgiimlerinde kullanilan pitot tiiptiniin kurulumu esnasinda tiirbiilansl akis
yoniiniin belirlenmesi testi yapilarak, baca gazi hiz profili ¢ikartilir.

J) Optik Ol¢iim yontemleri kullanildiginda, disaridan gelen 15181n etkisi ve cihaz
montajinin sapmasinin 6nlenmesi ile ilgili her tiirlii 6zel sart géz 6niinde bulundurulur.

k) Baca capina bagli olarak tek ya da ¢ok noktali pitot tiipii ile hiz dlgtimleri stirekli
olarak izlenir. Cok noktali pitot tiipii kullaniliyorsa, ortalama hiz 6l¢tim verileri bilgisayara
kaydedilir.

I) Hiz 6lgtimlerinde pitot tiipii yerine uluslararasi kabul edilmis yontemlere gore 6lgiim
yapan cihazlar da kullanilabilir.

m) Kiitlesel debi hesaplarinda diizeltilmesi gerekli olan nem, siirekli olarak izlenerek
bilgisayara kaydedilmek zorundadir.

SEOS’iin se¢imi ve KGS1

MADDE 13- (1) SEOS’te kullanilan analizorlerin TS EN 14181 standardi QAL1’e
gore onaylanmis, uluslararasi kabul gérmiis sertifikalandirma kurum/ kuruluslari tarafindan
sertifikalandirilmis olmas1 zorunludur.

(2) SEOS’te kullanilan analizorlerin performans kriterleri ve test ydntemlerinin
TS EN 15267-3 standardina uygun olarak yapilmasi ve bu standarda goére uluslararasi kabul
gormiis sertifikalandirma kurum/kuruluslar tarafindan sertifikalandirilmasi zorunludur.

(3) SEOS’te kullanilan analizorlerin TS EN 14181 QAL1’e gore belirsizlik hesaplarinin
EN 1SO 14956 ve/veya TS EN 15267-3 standartlarina gore hesaplanmasi ve uluslararasi kabul
gormiis sertifikalandirma kurum/kurulusglari tarafindan sertifikalandirilmasi zorunludur.

DORDUNCU BOLUM
SEOS Kurulumu

Ikinci seviye kalite giivence sistemi

MADDE 14 -(1) ikinci seviye kalite giivence sistemi, SEOS’iin kurulumundan sonra,
SRM’ler ile paralel &lgiimlerin yapildigi, SEOS’iin kalibrasyon fonksiyonunun ve
gecerliliginin belirlendigi is ve islemleri kapsar.

(2) KGS2’de sirasiyla;

a) Islevsellik testi,

b) SRM’ler ile paralel dl¢timler,

c) Verilerin degerlendirilmesi,

¢) SEOS’iin kalibrasyon fonksiyonu ve gegerliliginin belirlenmesi,

d) Degiskenligin hesaplanmasi,

e) Degiskenlik testi,



f) Raporlama

yapilir.

(3) KGS2 en az bes yilda bir yapilir. Ancak, Bakanligin gerekli gérmesi halinde bu siire
kisaltilabilir.

Islevsellik testi

MADDE 15 — (1) islevsellik testi yetkili laboratuar tarafindan yapilir.

(2) Islevsellik testi, kalibrasyon ve degiskenlik testleri yapilmadan énce SEOS’iin
dogru olarak kurulup kurulmadigini kontrol etmek i¢in yapilir.

(3) Ekstraktif ve ekstraktif olmayan SEOS i¢in uygulanacak islevsellik testi Tablo 1°de
belirtildigi gibi uygulanir.

Tablo:1

Islevsellik Testi

KGS2
Ekstraktif Ekstraktif Olmayan
Yapilacak Islemler SEOS SEOS
Gorsel Ayarlar %
Ve Cihaz Temizligi
Numune Alma
Sistemi

Belgeleme ve Kayitlar
Hizmete Elverislilik

Sizdirmazlik Testi
Sifir ve
Span Kontrolleri

Dogrusallik

Sistemin Cevap
Siiresinin Kontrolii
Raporlama

X| X | X | X [X| X | X]| X

X X | X | X

a) Gorsel ayarlar ve cihaz temizligi kapsaminda;

1) Olgiim analizérii i¢ kontrolii ve 1s1tma sistemi gibi bilesenlerinin kontrolii,
2) Optik yiizeylerin temizligi,

3) Hava temininde kagak olup olmadiginin kontrolii,

4) Optik yoldaki aksakliklarin kontroli,

SEOS’iin kullanim kilavuzundaki bilgilere uygun olarak gorsel kontrolleri yapilir.
b) Numune alma sisteminin;

1) Numune alma probu,

2) Gaz sartlandirma sistemi,

3) Pompalari,

4) Tim baglantilari,

5) Numune hatti,

6) Gii¢ kaynaklart,

7) Filtreleri

gorsel olarak kontrol edilir.



c) Belgeleme ve kayitlar;

1) Cihazlarla ilgili her tiirlii kullanim kitap¢igi,

2) Her tiir ariza, hata, yapilan igler ve alinan Onlemleri yazmak icin giinlilk ariza-bakim
defteri,

3) Teknik servis raporlart,

4) Bakim, kalibrasyon ve egitim i¢in yOonetim sistemi yontemleri,

5) Egitim kayaitlart,

6) Bakim, onarim planlari,

7) Yapilan kontroller ile ilgili kayitlar
giincel ve ulasilabilir olacaktir.

¢) Hizmete elverislilik bakimindan,;

1) SEOS’iin bulundugu noktada ¢alismak igin yeterli alanin yaninda giivenli ve temiz ¢alisma
sartlarinin,

2) SEOS’e kolay ve giivenli ulagimin,

3) Yeterli miktarlarda referans malzeme, ara¢ ve yedek parga stogunun,

4) KGS2 ve KGS3 testlerini etkili bir sekilde uygulamak igin gerekli sartlarin
saglanmasi zorunludur.

d) Sizdirmazlik testi kapsaminda, tiim numune alma sisteminin kacak testi SEOS kullanim
kilavuzlarina uygun olarak yapilir.

e) Sifir ve span kontrolleri kapsaminda;

1) Sifir ve test gaz1 kullanilarak sifir noktasi ve span noktasi kontrol edilir.

2) Ekstraktif olmayan SEOQS’de sifir ve span kontrolleri yapilirken, SEOQS’iin 6l¢iim
noktasinda yeniden ayarlanmasi 6ncesi ve sonrasinda ve yeniden kurulmasindan sonra baca gazi
igermeyen bir referans malzeme kullanilir.

) Dogrusallik testi kapsaminda;

1) Analizoriin test sonucunun dogrusalligi, biri sifir gazi olmak iizere bes adet referans
gaz kullanilarak kontrol edilir.

2) Dort farkli yogunluga sahip referans gaz ve sifir gazi dogrulanabilir bir miktara ve
kaliteye sahip olmak zorundadir. Gazlarin sertifikali olmasi1 gerekir.

3) Gazlar, dort farkli gaz silindirinden elde edilebilir veya tek bir gaz yogunluguna
sahip silindirden kalibre edilmis bir seyreltme sistemi araciligiyla farkli yogunluklarda
hazirlanabilir.

4) Cihazlarin testi, gaz yogunluklari, emisyon limit degerinin iki katinin yaklasik % 20,
% 40, % 60 ve % 80’inde olacak sekilde segilerek yapilir. Cihazlar, dogrusallik testlerinden
once sifir gazi verildikten sonra yukarida belirtilen konsantrasyonlarda gaz testlerinin
yapilmasini miiteakip sifir gazinin yeniden verilmesi suretiyle kontrol edilir.

5) Dogrusallik testi, saatlik kiitlesel debi sinir degeri olup, konsantrasyon igin sinir
deger bulunmayan parametrelerde cihaz 6l¢iim araliginin 0, % 20, % 40, % 60, % 80 oranlarina
karsilik gelen degerlerde yapilir.

6) Her bir farkli yogunluktaki gaz cihaza verilir. Ancak her farkli gaz verme araligy,
SEOS’iin cevap zamaninin en az ii¢ katina esit bir siireden az olamaz.

7) Her bir gaz yogunlugunda en az ii¢ okuma yapilir. Bu {i¢ okumanin her birinin
baslangici arasindaki siire, SEOS’iin cevap siiresinin en az dort kati kadar olmak zorundadir.

8) Dogrusallik grafigi, sifir ile 4 farkli gaz yogunlugunu ifade eden (y) ile SEOS
okumalarina karsilik gelen (x) arasinda olusturulur. Her bir yogunluk i¢in SEOS’de 3 farkli
okuma yapilir. Bu okumalarin ortalamasi alinarak regresyon egrisi olusturulur ve sapma
hesaplanir.

9) Dogrusallik testi hesaplamalari, TS EN 14181 standardinin Ek B’sine gore yapilir ve
belgelenir.



g) Sistemin cevap siiresinin kontrolii kapsaminda, SEOS’iin cevap siiresi kontrol edilir.,
Cevap siiresi, KGS1 siiresince belirlenen 6l¢iim degerlerini asamaz.

&) Raporlama kapsaminda, islevsel testin sonuglari raporlanir, varsa hatalar kaydedilir.

(4) Islevsellik test raporunun herhangi bir maddesinde uygunsuzluk tespit edilmesi
halinde, SRM’ler ile yapilacak olan paralel o&lgiimlere gegilmez. Isletme tarafindan
uygunsuzlugun giderilmesini miiteakip SRM’ler ile paralel 6l¢iimlere baslanir.

SRM’ler ile paralel 6l¢iimler

MADDE 16 - (1) islevsellik testi tamamlandiktan sonra, kalibrasyon fonksiyonunun
belirlenmesi i¢in SRM’ler ile asagidaki sekilde paralel 6l¢iimler yapilir:

a) SEOS kurulduktan sonra yetkili laboratuvar tarafindan SRM’ler ile yapilan paralel
Olctimlerin sonucunda bir kalibrasyon fonksiyonu olusturulur.

b) Her bir kalibrasyon i¢in normal isletme kosullarinda en az on bes adet gecerli
karsilastirmali 6lgim yapilir. Paralel 6lglimler en az {i¢ giinde yapilir. Bu ii¢ giinliik siirenin
birbirini takip eden giinler olmasi zorunlu degildir. Paralel 6l¢iimler, dort haftalik bir zaman
diliminde, sekiz ila on saatlik normal ¢alisma saatleri igerisinde olacak sekilde tamamlanir. Bir
giinde yapilan 6l¢imde 6l¢tim araliklari en az bir saat olabilir ve giin igerisine yayilir. Her bir
Ol¢lim i¢in numune alma siiresi, en az otuz dakika veya numune alma sistemi de dahil
SEOS’iin tepki siiresinin en az dort kat1 olmas: gerekir.

c) Paralel Olgiimlerin yapildigi bacada emisyon profilinin ELD’nin %30 altinda
seyretmesi durumunda, toz dlglimleri igin gerekli olan on bes adet paralel 6l¢tim yerine toplam
Ol¢lim stiresi en az yedi saat otuz dakika olan bes paralel 6l¢iim de yapilabilir. Bu dl¢iimler tig
giine yayilarak gerceklestirilir.

¢) Kalibrasyon fonksiyonu olusturulmasi i¢in yapilan paralel 6lgtimlerin, tesisin normal
isletim siireleri acisindan genis bir zaman dilimi i¢in gegerli olmas1 ve ayn1 zamanda isletme
sartlarin1 da kapsamasi gerekir.

d) SEOS ve SRM’ler ile yapilan paralel dlciimler siiresince her bir sonug,bir SEOS
olgtim sinyali ve bir SRM ile dlgiilen degerden olusan bir 6l¢iim giftine karsilik gelir ve bunlar
ayni zaman araligin1 kapsar.

e) SRM’lerden elde edilen sonuclar ile SEOS’ler ile dlciilen sonuclar ayni basing,
sicaklik ve nem sartlar altinda agiklanir. Kalibrasyon fonksiyonunu olusturmak ve degiskenlik
testini uygulamak igin SEOS ve standart sartlarda uygulanan diizeltmede yer alan tiim ek
parametreler ve degerler her bir 6l¢iim ¢ifti icin elde edilir.

f) SRM’lerden elde edilen sonuglar, SEOS’lerden elde edilen diizeltilmemis sonuglar
gibi ayni sartlar altinda agiklanir.

g) Belirsizliklerin asgari seviyeye indirilmesi maksadiyla, kalibrasyon esnasinda
oksijen, karbondioksit, sicaklik ve nem gibi diizeltmelerde kullanilan parametrelerin
belirlenmesi i¢in kullanilan 6lgim cihazlar1 da fonksiyon ve kalibrasyon konusunda testlere
tabi tutulur.

Verilerin degerlendirilmesi

MADDE 17 - (1) Verilerin hazirlanmasinda asagidaki usullere uyulur:

a) Kalibrasyon fonksiyonunu olusturmak ve degiskenlik testini uygulamak igin gerekli
veriyi saglamak maksadiyla asagidaki is akis semasi takip edilir. Bu semada daire igerisindeki
her bir rakam islem basamak sirasini gosterir.
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SRM SEOS
SEOS 6&l¢iim kosullarina — — Birimler arasinda doniisiim
donme 1 . 4 (Ornek: mA -mg/m?)
W5
Kalibrasyon _
i fonksiyonunun i
hesaplanmasi . -
P Kalibrasyon fonksiyonunu
() kullanarak kalibre edilmis
e degerlerin hesaplanmasi
h
i
SRM ekipmanlarini Isletme ekipmanlarini
kullanarak standart sartlara /E". (7 kullanarak standart sartlara
\Z/ T
donme N — - donme
"«E;‘ ¥
Yis Degiskenlik testi Yis
Kalibrasyon yonteminin Gegerli kalibrasyon
secimi (a) veya (b) ,@ @, dizisinin tanimi
1 L ]
[Yi,min; ys,max] [ y s,max]

Xi: SEOS’den olgiilen sinyalin degeridir. mA veya Volt cinsinden elektriksel bir birim
olabilecegi gibi mg/m® cinsinden konsantrasyon birimi olarak da ifade edilebilir.

yvi: SRM ile dlgiilen degerdir ve mg/m® cinsinden konsantrasyon birimi olarak ifade edilir.
SRM’ler ile 6l¢iilen degerler SEOS’iin 6lciim sartlarina déniistiiriilerek hesaplanur.

Kalibrasyon fonksiyonunun olusturulmasi

MADDE 18 - (1) Paralel dlgiimlerden elde edilen degerlerle kalibrasyon fonksiyonu
olusturulur.

(2) Kalibrasyon fonksiyonu, dogrusal ve sabit artan standart sapma degerine sahip olup
yi= a+ bx; fonksiyonuyla tanimlanir.

a) Burada;

1) xi: SEOS’ten &l¢iilen sinyalin degerini, 1 <i<N, N>15,
2) yi: SRM’den o6lg¢iilen degeri, 1 <i<N, N>15,
3) b: Kalibrasyon fonksiyonunun egimini,

4) a: Kalibrasyon fonksiyonunun kesisim noktasini

ifade eder ve
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N

__12 .

}’—N. yi
=1

degerleri hesaplanir.

(3) SRM’lerden oOlgiilen degerler standart sartlarda hesaplanir ve ysmax (Standart
sartlarda hesaplanan en biiyiik konsantrasyon), Ysmin (standart sartlarda hesaplanan en kiigiik
konsantrasyon) olmak iizere degerleri belirlenir.

a) ( Ysmax- Ysmin) farki ELD’nin % 15’inden biiyiik veya esit ise asagidaki formiil
kullanilir:
Zliv=1(xi - )i —)
Ma(x — x)?

b=
i=y—bx

) ( Ysmax- Ysmin) farkt ELD’nin % 15’inden kiigiik ise asagidaki formiiller kullanilir:.

y

X—7Z
Z

S

—b

a
Z (Ofset): SEOS’iin sifir okuma degeri ile sifir arasindaki farktir.

SEOS’iin kalibrasyon fonksiyonu ve gecerliliginin belirlenmesi
MADDE 19 - (1) SEOS’den &lgiilen her bir x; sinyali, asagidaki kalibrasyon
fonksiyonu ile kalibre edilmis §; degerine dontistiirtiliir.
(@) yi=4a + b x; formiiliinde;
1) 9i: SEOS’iin kalibre edilmis degeri,
2) X;i: SEOS’iin élgiilen sinyalini
ifade etmektedir.

(2) ¥i, SEOS’den elde edilen kalibre edilmis 6l¢iim sonucudur ve gerekli belirsizlik
¢ikarilmadan elde edilir.

(3) Kalibrasyon fonksiyonu, tesisin gecerli kalibrasyon araliginda isletildigi hallerde
gecerlidir. Gegerli kalibrasyon aralifi, sifirdan §smax’a kadar kalibrasyon araligini ve ayni
zamanda % 10’luk kalibrasyon fonksiyonunun en yiiksek degerinin istiindeki uzantiyi
tanimlar.

(4) Tesis, kalibrasyon araligi disinda emisyon yaydiginda, sifir ve emisyon limit
degerinde SEOS’iin kalibre edilmis degeri ile esdeger SRM degerleri arasindaki sapma
hesaplanir. Sifirdaki sapma, emisyon limit degerinin % 10’unu gecemez.

Yeni bir kalibrasyon fonksiyonunun olusturulmasi

MADDE 20 - (1) Yeni bir kalibrasyon fonksiyonu;

a) Bir haftalik siirede Standartlastirilarak Kkalibre edilmis degerlerin % 5’inden
fazlasinin, iki YGT arasinda bes haftadan fazla siire igin gegerli kalibrasyon fonksiyonu
disinda kalmasi halinde,
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b) Bir haftalik siirede standartlastirilarak kalibre edilmis degerlerin % 40’indan
fazlasinin, gegerli kalibrasyon fonksiyonu disinda kalmasi halinde,

oOlusturulur, raporlanir ve uygulanir.

(2) Gergek deger, (Vis)’nin gegerli kalibrasyon araligi disinda kaldiginda ve ELD’nin
% 50’sinden daha diisiik oldugu durumda, yetkili kurum KGS2 yerine YGT’nin uygulanmasi
i¢in isletmeye izin verir.

(3) Mevcut kalibrasyon fonksiyonu yeni kalibrasyon fonksiyonu tamamlanana kadar
kullanilir.

(4) Raporlama siiresinde sadece kalibre edilmis degerler kullanilir.

(5) Yeni olusturulan kalibrasyon fonksiyonu alti1 ay i¢erisinde uygulanir.

Degiskenligin hesaplanmasi

MADDE 21 - (1) Degiskenlik hesaplanirken lgiimler, nem, sicaklik, basing ve oksijen
gibi parametrelerle standartlastirilir,

(2) Degiskenlik testi SEOS’den dlgiilen kalibre degerleri iizerinde uygulanir. Boylece,
her bir paralel dlgiim igin SEOS olgiilen degeri ( ¥;) kalibrasyon fonksiyonu kullanilarak
hesaplanir. Bu durumda hesaplanan degiskenlik, maksimum standart sapma ile karsilastirilir.

(3) SEOS olgiim degerleri, SEOS degiskenlik testini gectikten sonra yalnizca emisyon
limit degerlerine uyuldugunu gostermek i¢in kullanilir.

(4) SEOS, mevzuat ile uyum agisindan degiskenlik testini gectiginde, degiskenligin
aralik boyunca sabit olacagi diisiintildiigiinden, emisyon limit degerlerinin belirsizligi i¢in
gerekli sartlara uyar.

(5) SEOS’den elde edilen degerler i¢in belirlenen en yiiksek belirsizlik tespit edilir.
Gerekli gortilmesi halinde, maksimum belirsizlik mutlak bir standart sapmaya (oo)
doniistiriiliir.

(6) Belirsizligin % 95°1ik bir gliven seviyesinde ifade edilmesi durumunda, mutlak
standart sapmanin degeri, 1,96’lik bir faktor kullanimiyla belirlenir.

(7) SEOS’iin belirsizligi, emisyon sinir degerinin (E) bir yiizdesi (P) olarak % 95°lik bir
giiven araliginin yarisi olarak belirtilir. Bu belirsizligi bir standart sapmaya doniistiirmek igin
uygun doniistiirme faktorii (PE/1,96) olarak kullantlir.

(8) Kalibrasyon fonksiyonu i¢in kullanilan en az on bes adet 6l¢iim ¢ifti i¢in asagidaki
parametreler hesaplanir:

-~

Di:yi,s _yi,s

D = 1 \ Di — D)?

7= N—lZ( i=D)
i=1

a) Burada;

1) yis: Standart sartlardaki SRM degerini,

2) Vis: Kalibre edilmis SEOS degerini,

3) sp: Paralel 6l¢iimlerde Dj farkliliklarinin standart sapmasini
ifade eder.
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Degiskenlik testi )
MADDE 22 - (1) SEOS’in degiskenlik testini ge¢mesi igin Sp degerinin, ooky
degerinden kiigiik veya esit olmas1 (Sp<ocoky ) gerekir.

2 Farkli sayilardaki paralel 6l¢iimlere uygulanan k, degerleri asagidaki tabloda
verilmistir:

Paralel 6l¢iimlerin K
sayisi v
15 0,9761
16 0,9777
17 0,9791
18 0,9803
19 0,9814
20 0,9824
25 0,9861
30 0,9885

(3) Kalibrasyon fonksiyonu ve degiskenlik testi hesaplamalar1 TS EN 14181
standardinin EK E’sine uygun olarak yapilir ve belgelenir.

Raporlama

MADDE 23 -(1) ikinci seviye kalite giivence sistemi raporunda;

a) Isletme ve numune alma yerlerinin tanimi ve fotografi,

b) Isletmenin isletim sartlarinin ve testler yapilirken isletmenin kullandig1 yakitin veya
yakitlarin tanimu,

c) Yetkili test laboratuvarlarinin ve 6lgiimleri yapan personelin isimleri,

¢) Yetkili test laboratuvarinin EN ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesi ile Bakanliktan
almis oldugu yetki belgesi ve ekleri,

d) Kullanilan SEOS’iin tanimi, Sl¢iim aralig1 ve konumu,

e) Kullanilan SRM’nin bir tanimi, 6l¢iim araligi, dlgtim belirsizligi ve dlgiim yapilan
standardin ad1 ile numarasi,

f) Paralel 6lglimlerin tarihleri ve zamanlari,

g) SEOS ve SRM ile 6lgiilen tiim degerler hakkindaki detayl veri,

g) Kalibrasyon fonksiyonunu hesaplamak i¢in ve degiskenlik testini uygulamak i¢in
kullanilan tiim verileri i¢eren kalibrasyon fonksiyonu ve gegerli kalibrasyonu,

h) Gegerli kalibrasyon araligini igeren, paralel dl¢limlerin x-y grafik cizelgesi,

1) Son yapilan islevsel testin sonuglari

yer almak zorundadir.

Ikinci seviye kalite giivence sisteminin tekrarlanmasi gereken durumlar

MADDE 24 — (1) Ikinci Seviye Kalite Giivence Sistemi ydntemi;

a) SEOS’iin kurulu oldugu tesisin yakit ve/veya prosesinde, Cevre Kanununca Alinmasi
Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda Y&netmelik hiikiimlerine gore alinmis olan izin ve lisansin
yenilenmesini gerektirecek boyutta degisiklik olmas1 durumunda,

b) KGS2’de elde edilen kalibrasyon fonksiyonunu etkileyecek sekilde SEOS’te
degisiklik yapilmasi durumunda,

c) Gaz, siv1 veya kati yakittan diger tip bir yakita gecis yapilmasi sebebiyle yil
igerisinde kullanilan alternatif yakit miktarinin % 10’dan fazla olmasi durumunda,

¢) Birden fazla yakit karisimindan tek tip yakita ya da tek tip yakittan birden fazla yakit
karisimina gegilmesi halinde kullanilan alternatif yakit miktarinin % 10’dan fazla olmasi
durumunda,
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tekrarlanir.

(2) ikinci seviye kalite giivence sisteminin sonuglar1, degisikliklerin ardindan alt1 ay
igerisinde Valilige sunulur. Bu siiregte yeni bir kalibrasyon fonksiyonu olusturuluncaya kadar
bir 6nceki kalibrasyon fonksiyonu gegerlidir.

BESINCI BOLUM
SEOS’iin Kontrolii

Uciincii seviye kalite giivence sistemi ile ilgili genel hiikiimler

MADDE 25- (1) Ugiincii seviye kalite giivence sistemi, ikinci seviye kalite giivence
sistemi yontemiyle SEOS’iin kalibrasyon fonksiyonu belirlendikten sonra, isletme siiresince
SEOS’iin gegerli olan kalibrasyon araliginda kalip kalmadigmnin kontrol edilmesi maksadiyla
uygulanan yontemdir.

(2) KGS3 isletme sahibinin sorumlulugundadir.

(3) SEOS’e belli araliklarla sifir ve span okumalar yaptirilarak kayma ve duyarliliktaki
degisiklikler tespit edilir ve bu degerlerin KGS1 siiresince belirlenen ozellikler ile tutarli olup
olmadigi kontrol edilir.

(4) Sifir ve span okumalari igin referans malzemeler kullanilir.

(5) Sifir ve span kontrolleri yapildiktan sonra okunan degerler, cihaz iizerinden referans
malzeme degerlerine ayarlanamaz.

(6) SEOS’iin kurulumundaki isletim sartlarim1 korumak maksadiyla KGS1 siiresince
belirlenen kaymanin ve duyarliligin kontrol altinda oldugunu dogrulamak icin kontrol
cizelgeleri kullamlir. Kontrol cizelgelerinden elde edilen sonuca gére, SEOS’e bakimin gerekli
olup olmadig1 belirlenir. Iki gesit kontrol ¢izelgesi kullanilabilir.

a) CUSUM Kontrol Cizelgesi,

b) SHEWART Kontrol Cizelgesi.

(7) CUSUM kontrol gizelgesi TS EN 14181standardinin EK C’sine gore uygulanir.

Standart sapmanin hesaplanmasi

MADDE 26- (1)Standart sapma Ssgos, KGS1 hesaplamalarindan elde edilir. Ssgos,
isletme sartlar1 diistiniilerek hesaplanir. Standart sapma, TS EN 14181 standardinin EK F’sine
gore hesaplanir.

Kontrol ¢izelgelerinin belgelenmesi
MADDE 27 — (1) Kontrol ¢izelgesi hesaplamalar1 i¢in hesap ¢izelgesi kullanilir. Hesap
cizelgesi TS EN 14181 standardinin EK-H’sma gore diizenlenir.

SEOS’iin KGS3’de yapilmasi gereken bakim ve numune alma sistem kontrolleri

MADDE 28- (1) Ekstraktif olmayan numune alma sistemlerinde;

a) Optik ylizeyler temizlenir,

b) Sifir noktasi ve referans noktasi sinyalleri ile uygun olan yerlerde duyarlilik
kontrolleri yapilir,

c) Filtreler temizlenir,

¢) Olgiim verisi kayitlar1 kontrol edilir.

(2) Ekstraktif numune alma sistemlerinde;

a) Numune alma sisteminin 1sitmali hattinin giris ve ¢ikis sicakliklari , hat uzunluguna
bagli olarak en az iki noktada kontrol edilir. Aradaki sicaklik farkinin yogusmaya neden olacak
seviyede oldugu durumlarda gerekli 6nlemler alinir.

b) Filtreler, ayrag soliisyonlar1 gibi sarf malzemeler degistirilir.
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c) Gaz olgiimlerinde filtrenin parcaciklarla kirlenmemesi ve bu birikimlerin gazlarla
reaksiyona girerek hatali sonuglar vermemesi igin filtreler belirli araliklarla kontrol edilir.

¢) Numune gazi filtreleri temizlenir veya degistirilir.

d Kayit cihazlar1 kontrol edilir.

e) Yogusma sistemleri kontrol edilir.

f) Gaz tedarik hatlar1 ve sizint1 bilesenleri kontrol edilir.

g) Numune gazi akist kontrol edilir.

g) Cihazn sifir noktas1 ve duyarliligi kontrol edilir.

h) Pitot tiipleri belirli araliklarla temizlenir ve sifir ayarlar1 kontrol edilir.

1) Tesisin faaliyetinin sona ermesi ya da kapanmasi durumunda, tim numune gazi
hatlar etkisiz gaz kullanilarak temizlenir ve yogusma toplama kanallart bosaltilir.

ALTINCI BOLUM
SEOS’iin Yillik Kontrolii

Yillik gecerlik testi ile ilgili genel hiikiimler

MADDE 29- (1)YGT, yilda bir kere on iki ay ara ile yapilir. KGS2’de tespit edilen
kalibrasyon fonksiyonunun gecerli olup olmadigi kontrol edilir.

(2) YGT’de sirasiyla;

a) Islevsellik testi,

b) SRM ile paralel 6l¢iimler,

c) Verilerin degerlendirilmesi,

¢) SEOS’iin kalibrasyon fonksiyonu ve gegerliliginin belirlenmesi,

d) Degiskenligin hesaplanmasi,

e) Degiskenlik testi,

f) Raporlama
yapilir.

(3) Yillik gegerlilik testlerinde SRM ile en az bes paralel 6lglim yapilarak kalibrasyon
fonksiyonu hesaplanir ve degiskenlik testinin performansi degerlendirilir.

(4) SEOS’iin kalibrasyon fonksiyonunun gegerli olmasi ve SEOS’iin duyarligimin
gerekli smirlar igerisinde kaldigimin dogrulanmasiyla birlikte, 6lgiimlerde gegerli kalibrasyon
fonksiyonunun disinda kalan sonuglarin tespit edilmesi durumunda, gecerli kalibrasyon
fonksiyonu bu sonuglar kullanilarak genisletilebilir.

Islevsellik testi

MADDE 30— (1) Islevsellik testi, yetkili laboratuar tarafindan yapilir.

(2) Kalibrasyon fonksiyonu ve degiskenlik performans testleri yapilmadan Once
islevsellik testleri uygulanir.

(3) Asagidaki tabloda gosterilen islevsellik testi, KGS2’deki islevsellik testi ile ayni
olup, 15 inci maddeye gore yapilir. KGS2’deki islevsellik testine ilave olarak etkilesim ve
sistemin sifir ve span kayma ayar denetimleri de yapilir.
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Islevsellik testi:

YGT
Ekstraktif | Ekstraktif olmayan
Yapilacaklar SEOS SEOS

Gorsel Ayarlar X
ve Cihaz Temizligi
Numune Alma
Sistemi
Belgeleme ve Kayitlar
Hizmete Elverislilik
Kagak Testi
Sifir ve
Span Kontrolleri
Dogrusallik
Etkilesimler
Sistemin Sifir
ve Kayma Ayarlari
Sistemin Cevap
Stiresinin Kontrolii
Raporlama

XX

X | X [X|X] X [ X[X|X| X

X | X [X|X] X

X

X

a) Etkilesimler kapsaminda; izlenen kalibrasyon gazlari, birbiriyle etkilesime Sebep
olacak gazlar igermez.

b) Sifir ve span kayma denetimi kapsaminda; sifir ve span testleri yapilir ve KGS3
temel alinarak kayma degerlendirilir.

(4) Islevsellik test raporunda herhangi bir maddede uygunsuzluk olmasi halinde
SRM’ler ile yapilacak olan paralel dlgiimlere gegilmez. Isletme tarafindan uygunsuzlugun
giderilmesini miiteakip SRM’ler ile paralel dl¢iimlere baglanir.

SRM’ler ile paralel dl¢iimler

MADDE 31- (1) Islevsellik testi tamamlandiktan sonra, kalibrasyon fonksiyonunun
belirlenmesi icin SRM’lerle paralel dlgiimler yapilir.

(2) SRM’ler ile paralel dlgiimler 16 inc1 maddeye gore yapilir. Ancak YGT’de bir SRM
ile en az bes adet karsilastirmali 6l¢tim gergeklestirilir.

(3) Her bir 6l¢iimiin numune alma siiresi, ilk KGS2’de kullanilan siire ile ayn1 olmak
zorundadir.

(4) Ornekleme siiresi bir saatten daha kisa ise her bir 6rnegin baslatilmas: arasindaki
zaman aralig1 bir saatten daha uzun olur.

Verilerin degerlendirilmesi

MADDE 32-(1) Verilerin hazirlanmas:

a) Kalibrasyon fonksiyonunu olusturmak ve degiskenlik testini uygulamak icin gerekli
veriyi saglamak maksadiyla asagidaki akis semasi takip edilir. Bu semada daire igerisindeki her
bir rakam islem basamak sirasini gosterir.
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SRM SEOS
am Birimler arasindaki doniistiirme
\2) (Ornek: mA - mg/m®)
¥
X

Kalibrasyon fonksiyonunu
) kullanarak kalibre edilmis

e degerin hesaplanmast
¥,
SRM ekipmani
kU”anal’a!f standart 0 n [sletme ekipmani kullanarak
sartlara donme (L LTS standart sartlara donme
o
L 'xE,r' L i
Yis *  degiskenlik testi ve -i':r.i
kalibrasyon
fonksiyonu Gegerli kalibrasyon
0 fonksiyonunun
W <
dogrulanmast
h

Kalibrasyon dizisinin genisletilmesi

1) SEOS’de olgiilen her bir x; sinyali, 19 uncu maddeki kalibrasyon fonksiyonu ile
kalibre edilmis ¥; degerine doniistiiriiliir.

2) ( ¥i) basing, sicaklik, oksijen, nem ile SEOS’den elde edilen degerler kullanilarak
standart sartlara ( is ) cevrilir.

3) YGT ol¢tim sonuglart; yeni bir kalibrasyon fonksiyonu KGS2 belirlemek i¢in en son
yapilan kalibrasyonla birlikte kullanilmaz. Ancak bunlar gegerli kalibrasyon fonksiyonu
genisletmek i¢in kullanilabilir.

Degiskenligin hesaplanmasi
MADDE 33- (1) YGT deki degiskenlik, KGS2 i¢in bu Tebligin 21 inci maddesinde
tarif edilen yontemle hesaplanir.

Degiskenlik testi ve kalibrasyon fonksiyonunun gecerliligi
MADDE 34- (1) Degiskenlik testi, Sp<l,5c0ky, esitsizliginin gerceklesmesi halinde
gecerli kabul edilir.

(2) Farkli sayilardaki paralel olgiimlere uygulanan k, degerleri asagidaki tabloda
verilmistir:
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Paralel olgu’ilnlerm say1s1 k,(N) to os(N-1)
5 0,9161 2,132
6 0,9329 2,015
7 0,9441 1,943
8 0,9521 1,895

(3) Elde edilen degiskenlik, SEOS ve SRM’lerin tekrarlanabilirlikleri ile iliskili
belirsizlik 6gelerini kapsar. SRM’lerin her tiirlii belirsizligini kapsamaz.

(4) SEOS’iin kalibrasyonu, asagidaki esitsizligin gerceklesmesi halinde gegerli kabul
edilir:

Sp

VN

(5) Yukaridaki testlerden herhangi birinin basarisiz olmasi halinde, basarisizligin
sebepleri tespit edilir ve diizeltilir. Bunu takiben alt1 ay icerisinde KGS2’ye gore yeni paralel
Olgtimler uygulanarak raporlanir.

(6) YGT nin kalibrasyon fonksiyonu ve degiskenlik testi TS EN 14181 standardinin
EK G’sine gore yapilir.

D <tyos(N—1) + 0y

Raporlama

MADDE 35- (1)YGT raporunda;

a) Isletme ve numune alma yerlerinin tanimi ve fotografi,

b) Isletmenin isletim sartlarnin ve testler yapilirken isletmenin kullandig1 yakitin veya
yakitlarin tanima,

c) Yetkili test laboratuvarlarinin ve 6lgiimleri yapan personelin isimleri,

¢) Yetkili test laboratuvariin EN ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesi ile Bakanliktan
almis oldugu yetki belgesi ve ekleri,

d) Kullanilan SEOS’iin tanim1, 6l¢iim aralig1 ve konumu,

e) Kullanilan SRM’nin bir tanimi, 6l¢lim araligi, dl¢tim belirsizligi ve dl¢lim yapilan
standardin adi1 ile numarasi,

f) Paralel dl¢iimlerin tarihleri ve zamanlari,

g) SEOS ve SRM ile 6lgiilen tiim degerler hakkindaki detayli veri,

g) Duyarlik ve kalibrasyonun gegerliligi i¢in test sonuglart,

h) Islevsel testin sonuglari

yer almak zorundadir.

YEDINCI BOLUM
SEOS’iin Yénetimi
SEOS Dosyasi
MADDE 36 - (1) Isletmede SEOS’ten sorumlu kisi tarafindan diizenlenen ve
giincellestirilen tiim bilgiyi igerecek sekilde 6zel dosya olusturulur ve dosyasinda asagidaki
bilgi ve belgeler bulunur:
a) Tanitma Kart1; SEOS tesliminden sonra olusturulur ve asagidaki 6geleri gosterir:
1) SEOS’iin tanitimu,
2) Imalatginin ve/veya tedarikginin ismi.
3) Garanti siiresinin bitis tarihi.
4) Hizmete baglama tarihi.
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5) Bakim, onarim, igletme ve kalibrasyon yontemleri igin orijinal kullanim kitapgiklari.

b) Takip kartinin giincelligi SEOS ile gdrevlendirilmis kisi tarafindan korunur ve bu

kart asagidaki belgeleri igerir:

1) SEOS’ii etkileyen kurulum, kalibrasyon, koruyucu bakim, hatalar, diizeltici bakim,
degistirme, resmi kurumdan alinmis elektrik kesinti giin ve saatlerini gosterir belge ve devre
dis1 birakma tarihleri,

2) SEOS ile ilgili tespitler ve sonuglar,

3) SEOS’e miidahale eden kisinin ad1, soyad1 ve imzast.

c) SEOS ile gorevlendirilmis kisi tarafindan SEOS’e yapilacak her tiirlii miidahalenin
sorumlu isletme yoneticisi tarafinda onaylandigini gosterir formlardan olusan tasdik raporu

¢) SEOS ile gorevlendirilmis kisi tarafindan, izlenen kalibrasyonlarin kaydedildigi
kalibrasyon raporu,

d) SEOS ile goérevlendirilmis kisinin sorumlulugu altinda, imalatci, kullanic1 veya
bakim boliimii tarafindan gergeklestirilen herhangi bir miidahalenin belgelendigi ve muhafaza
edildigi miidahale raporu,

(e) SEOS i¢in gorevlendirilmis kisilerin, tedarikci firma ve/veya iiretici firma tarafindan
verilen teorik ve pratik egitimleri aldigin1 gosterir belgeler,

(f) SEOS igin gorevlendirilmis kisilerin, KGS1, KGS2, KGS3 ve YGT raporlan ile
cihazlarin kalibrasyon ve bakim islemlerine ait tuttugu her tiirli kayit ve belge,

(2) Tesisin igletme siiresi, glinliikk, yarim saatlik ve gegerli kilinan yarim saatlik
ortalamalarin sayisi, gegerli kalibrasyon araligi disindaki degerlerin sayisi, kalibrasyon
fonksiyonunun gecerli olmadigi zaman araliklar1 dosyalanir.

(3) Isletme, her tiirlii kayit, bilgi ve belgeyi bes yil siireyle muhafaza etmek ve
denetimlerde, denetim gorevlilerine ibraz etmek zorundadir.

SEOS’den alinan verilerin kaydedilmesi ve degerlendirilmesi

MADDE 37 — (1) SEOS’den alman verilerin elektronik veri degerlendirme sistemine
iletilmesi, kaydedilmesi ve degerlendirilmesi zorunludur.

(2) SEOS’te kullanilan analizorlerle diger 6lgiim cihazlari, veri toplama sistemine dijital
baglanti protokollerinden herhangi biri ile baglanmak zorundadir. Isitmali hat sicaklik kontrolii
icin analog sinyaller kullanilabilir.

(3) Elektronik veri degerlendirme sistemi, ham, standartlagtirilmis, gegerli kilinmis ve
ortalama 6lgtim sonuglarini igerir.

(4) Elektronik ortamda kaydedilmis veriler, gerekli hallerde yazili ¢ikti olarak da
almabilir.

(5) Tesis ¢alisir durumda iken elde edilen tiim olglim degerleri aninda kaydedilir.
Tesisin faaliyet konusu geregi ¢calismadigi durumlar haricinde, 6lgiim sistemi kapatilamaz ve
tesisin ¢alismadig1 durumlardaki veriler de kaydedilir.

(6) Olgiim sonuglar1 konsantrasyon olarak kaydedilir.

(7) Olgiim degerleri, maksimum 10 saniyelik ortalama degerler olarak kaydedilir.

(8) Oksijen, sicaklik, basing, nem gibi referans miktarlar yarim saatlik ortalamalar
seklinde olusturulur.

(9) Ortalamalarin olusturulmasi, tim Ol¢iim degerleri aymi referans zamani igin
gerceklestirilir.

(10) Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligine gore karsilastirma
yapabilmek i¢in yarim saatlik, saatlik, giinliik, 48 saatlik, aylik ve yillik ortalamalar alinir.

(11) Yarmm saatlik ortalamalar, basing, nem, sicaklik standardizasyonu ve oksijen
kullaniminin hesaplanmasi ile standartlastirilmis yarimsar saatlik ortalamalara ¢evrilir.

(12) Gegerli kilinmis ortalamalar, kalibrasyon esnasinda belirlenen standart sapmalarin,
standartlastirilmis ortalamalarindan ¢ikarilmasiyla belirlenir.
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(13) Gegerli kilinmig yarim saatlik ve giinliik ortalamalar tarih ve zaman ile birlikte
kaydedilir.

(14) SEOS’deki ariza ya da bakim nedeniyle, bir giinde alt1 saatten daha fazla siireli
ortalama degerlerin gecgersiz oldugu giin verilerinin tamami gecgersiz sayilir. Bu sebeple,
isletmenin bir yilda faal olarak ¢alistigi giin sayis1 yil i¢indeki toplam giin sayisinin yilizde %
95’inden az olamaz.

(15) Sifir ve span kontrolleri, tarih ve saat bilgisi ile belirtilecek; ancak, bu degerler
ortalamalara katilmayacaktir.

SEKIZINCI BOLUM
SEOS’iin Cevrimici Izlenmesi

Cevrimi¢i (On-Line) izleme

MADDE 38 —(1) SEOS’te kullanilan analizérlerle diger él¢iim cihazlar veri toplama
sistemine dijital baglanti protokollerinden herhangi biri ile baglanmak zorundadir.
Gerektiginde yetkili kurum tarafindan ¢evrimigi izleme yapabilmesine imkan saglanir.

(2) Raporlama ve kontrol bilgilerinin, veri tabanina kaydedilen verilerden kolayca
alinabilmesi saglanir.

(3) Cevrimigi (on-line) veri kaybini1 engellemek i¢in gii¢ kaynagi (UPS) kullanilir.

(4) SEOS, c¢evrimi¢i olarak alman ham verilerin alinmasi, toplanmasi,
degerlendirilmesi ve uzun siireli saklanmasini saglayacak gerekli donanima sahip olmak
zorundadir.

(5) SEOS, Bakanlik 6zel agina (VPN) baglanabilecek yapida tasarlanmak zorundadir.

(6) Kullanilan veri toplama yazilimi, veri giivenligini saglayacak sekilde tasarlanmak
zorundadir.

MADDE 39 - (1) SEOS’iin gevrimici izlenmesi ile ilgili diger hususlar Bakanlik
tarafindan yayimlanacak genelge ile belirlenir.

DOKUZUNCU BOLUM
Diger Hiikiimler

Muafiyet

MADDE 40 — (1) Bu Tebligin yayimlanmasindan &nce kurulmus olan SEOS’ler, bu
Tebligin 13 iincii maddede belirtilen KGS1 o6zelliklerini saglamiyor olsa dahi, fizibilite
raporunun Valilik tarafindan onaylanmasindan sonra, sistemin KGS2 ve KGS3’deki
yeterlilikleri saglamas1 halinde kullanilabilir.

(2) SEOS, KGS2 ve KGS3’deki yeterlilikleri saglamiyor ve gerekli degisikliklerin
yapilmasina da uygun degilse, mevcut sistem iptal edilerek, sistemin, bu Tebligdeki sartlara
uygun olarak bir yil igerisinde yeniden kurulmasi gerekir.

GECICI MADDE 1 — (1) Bu Tebligin vyiiriirliige giris tarihinden itibaren, 37 inci
maddenin ondordiincii fikrasinda yer alan % 95°lik oran, 31/12/2013 tarihine kadar % 80,
2014 yil1 i¢in % 85, 2015 yil1 i¢in % 90, 1/1/2016 tarihinden itibaren % 95 olarak uygulanir.

Yiirirlik
MADDE 41— (1) Bu Teblig yayim tarihinden itibaren bir yi1l sonra yiirtirliige girer.

Yiiriitme
MADDE 42 — (1) Bu Teblig hiikiimlerini Cevre ve Sehircilik Bakani yiiriitiir.
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EK-1

SEOS STANDARD REFERANS METOTLARI

STANDARD
NO

YAYINLANDIGI
TARIH

STANDARD ADI

TS EN 14790

2006

Sabit kaynak emisyonlar1 - Bacalarda su buhari
tayini

TS EN 14791

2006

Sabit kaynak emisyonlari - Kiikiirt dioksit kiitle
derisiminin tayini - Referans metot

TS EN 14792

2006

Sabit kaynak emisyonlari - Azot oksitlerin (NOX)
kiitle derisiminin tayini - Referans metot -
Kemiluminesans

TS EN 15058

2006

Sabit kaynak emisyonlari - Karbon monoksit (CO)
kiitle derisiminin tayini - Referans metot: Yayilma
0zelligi olmayan kizil 6tesi spektrometri

TS EN 13284-1

2003

Sabit kaynak emisyonlari - tozun diisiik
Araliktaki kiitle derisiminin tayini
Boliim 1: manuel gravimetrik metot

TS ISO 9096

2004

Sabit kaynak emisyonlar1 - Tanecikli maddenin
kiitle derisiminin elle tayini

TS EN 13526

2003

Sabit kaynak emisyonlari - ¢oziicli kullanilan
Islemlerden kaynaklanan baca gazlarinda
Gaz halindeki toplam organik karbonun kiitle
Derisiminin tayini - siirekli alev iyonlasma
Detektor metodu

TS EN 12619

2001

Sabit kaynak emisyonlari-baca gazlarinda diistik
derisimlerde bulunan gaz halindeki toplam organik
karbonun kiitle derisiminin tayini-alev iyonlastirma
dedektorii kullanilan siirekli metot

ISO 15713

2006

Sabit kaynak emisyonlar1 — Gaz halindeki floriir
iceriginin 0rneklenmesi ve tayini

TS EN 1911

2010

Sabit kaynak emisyonlar1 - HCI olarak tanimlanan
gaz halindaki kloriirlerin kiitle konsantrasyonunun
tayini - Standard referans yontem

TS ISO 10780

1999

Nokta kaynak emisyonlar1 - borulardaki gaz
akiglarinin hiz ve debisinin Ol¢lilmesi

TS EN 14789

2006

Sabit emisyon kaynaklar1 - Oksijenin
(O<(Indeks)2>) hacim derisiminin tayini - Referans
metot - Paramanyetizma
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Ek-2 )
Siirekli Emisyon Olc¢iim Sistemi
Fizibilite Raporu

Isletme
Logosu RESI)
(varsa)

FAALIYETI/FALIYETLERI

Hazirlayan
(Unvan)

Tarih

Siirekli Emisyon Ol¢iim Sistemleri Tebligi Ek-2
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ICINDEKILER

I[SLETME BILGILERI

EK-1 VE EK-2’YE GORE YERI
DUZELTMELER

KULLANILAN YAKITLARIN OZELLIKLERI
ISIL GUC

TUKETILEN ELEKTRIK ENERJISI

IS AKIM SEMALARI VE PROSES OZETLERI
RESIM-1,SEKIL-1

9. RESIM-2,SEKIL-2

10. RESIM-3,SEKIL-3

11.  11.1.BACA RESMI-1 (TAM SAYFA)

11.2 BACA RESMI-2 (TAM SAYFA)

12. CIHAZ SERTIFIKALARI

13. ONAY

NGO LD -

Sayfa

24



1. ISLETME BILGILERI

................................... I, i 1lcesi,  ecececeeceee... Beldesi,
................................ Koy, ....cocoevevvevenee.. mevkiinde, tapunun ..................... pafta, ...........
ada, ....cccoeevenen. parsel numarasinda kayitly, .......cccccoeeeenenn. m? yiizélgiimlii alan iizerinde,
.................................. m? yiizdlgiimlii  kapali alanda yer almaktadir. Isletme
............................................ konu/konularinda faaliyet gostermekte olup,
........................................... adet bacada Siirekli Emisyon Olgiim Sistemi bulundurmasi zorunlu
olarak ............ Il Cevre ve Orman Miidiirliigiine basvuruda bulunulmustur. Isletme yukarida

belirtilen adreste bina sahibi/kiraci olarak faaliyet gostermektedir.

2. Faaliyetin Cevre Kanununca Ahnmasi Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda
Yonetmeligin Ek-1 ve EK-2ye gore yeri,

3. Olgiilen Emisyon parametrelerinin derisim ve kiitlesel debi icin ilgili yonetmeligindeki
yeri ve limit degerleri, referans oksijen diizeltme yiizdesi

4.) Kullanilan yakitlarin;

a) alt ve st 1s1l degerleri,

b) yakat tiirleri

C) yakitlarin temin edildigi yerler,

d) iiretim prosesinde kullanilan yakitin toplam yillik tiiketim miktari,
e) kiikdirt, kiil, ugucu madde ve nem yiizdeleri,

5.) Tesiste kullanilan her bir yakma kazaninin teknik 6zellikleri, 1s1l gli¢ ve anma 1sil giig
degerleri ve iiretim prosesinin toplam 1s1l giicii

6. ) Uretimde birim iiriin bagma kullanilacak elektrik enerjisi miktari,
7.) Seds Bulunan Uniteye Ait Is Akim Semalar1 ve Proses Ozetleri

.............................................. Unitesine ait kisa proses dzeti:
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Mot: SECS bulunan sdz konusu Oniteye ait  bacanin/bacalann boy, cap ve i gap
byl Okler,baca GPS koordinatlar,baca zemininin rakimiile ilgli bilgilerin bulunmas
zorunludur,
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8.) Sekil-1: Baca iizerinde numune alma diizlemi ve numune alma noktalarinin agik ve net
olarak cizilmis sekli ve resmi,

'

RESIM - 1

< (resim ve sekilin herbiri 72 A4
boyutunda olacaktir.)

9.) Sekil-2: Calisma platformunun baca iizerindeki konumunun net él¢iitleri ile birlikte
verilmis sekli ve net fotografi

RESIM -2

< (resim ve sekilin herbiri %2 A4 -
boyutunda olacaktir.)

vy

10.) Sekil-3: Analizor kabininin yeri ve numune alma noktasina olan uzaklhigr gosterir sekli
ve analizor kabinin fotografi

'

RESIM - 3

< (resim ve sekilin herbiri 72 A4
boyutunda olacaktir.)
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11.) SEOS Takili Baca/ Bacalar ait Fotograflar

Baca-1

SEOS Bulunan
Bacanin Dis
Gorunusune ait
resim-1(ortalanmais
A4’e basihi olarak
yaklasik 190 mm X 250

mm )
y

Resim 11.1 SEOS Kurulu Bacaya ait Dis Goriiniisii 1
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Farkh acidan SEOS
Bulunan Bacanin Dis
Goruniisiine ait resim-2
(ortalanmis A4’e basih

olarak yaklasik 190 mm
X 250 mm)

y

Resim 11.2 SEOS Kurulu Bacaya ait Dis Goriiniisii

12 ) SEOS Tebligi Madde 14°de yer alan cihaz sertifikalart
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13.) ONAY
YETKILININ ADI,SOYADI,TARIH, IMZASI
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